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Innovationen mit bewahrter Technik
von PARTICLE METRIX ...

STABISIZER® ZETAVIEW®
Kosteneffizienter Einstieg in die ~Seeing is believing" im
Partikelladungstitration Laser Streulicht Video System
Fir makromolekulare Lésungen Zetapotential- und PartikelgréBen-
und Dispersionen. verteilungen an Dispersionen von
PartikelgréBen von 1 nm bis 50 um. 0,1 bis 50 uym PartikelgroBe bzw. -lange

® Zwei in das Stromungspotential - Messgerat ® Unter direkter Video - Beobachtung

integrierte  Titratoren  mit  zielorientierter werden die elektrophoretische und die
Software ermdglichen es das ganze Verhalten Brown “sche Bewegung nach
der Probe in ihrer ionischen Umgebung einfach Zetapotential und PartikelgroBe
zu analysieren. ausgewertet.

® Ohne Stoffparameter eingeben zu missen, ® Partikeln, Schwebestoffe und Fasern
kann in vielen Fallen in Originalkonzentration werden durch eine Laser -
gemessen werden Streulichtanordnung visualisiert.

Titrand

Laser Streulicht
Video Mikroskop

® Das Gerat ist als Kombination oder als reines ® Die Messung erfolgt Gber Autofokus voll

GroBenmeBsystem mit dem vorher automatisiert.

beschriebenen Nanotrac-Modul verfligbar. * Durch die Einzelpartikelauswertung
® Als Ergebnis erhalt man den iso-elektrischen erhalt man hohe Auflésung sowohl fir

Punkt, die Ladungsmenge, instabile und stabile Zetapotential- als auch flir Partikel-

Bereiche einer Dispersion und die groBenverteilungen. Mobilitatsprofile

PartikelgréBenverteilung. ergeben zusatzliche Information.

Mit StabiSizer und ZetaView bietet PARTICLE METRIX den optimalen Einstieg in die

kombinierte Ladungs- und GréBen- Analytik

PARTICLE METRIX GmbH
Am Latumer See 13 ¢ D-40668 Meerbusch e Tel. +49(0)2150-705679-0
pmx@particle-metrix.de ¢ www.particle-metrix.de
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... und MICROTRAC

~BlueWave"

Statische Lichtstreuung
PartikelgréBen von 10 nm - 2 mm
Hohe Empfindlichkeit und Auflésung
< 100 nm

Mit drei Lasern und zwei Detektoranordnungen
wird ein Streulichtwinkelbereich von 0° bis
160° Uberstrichen. Damit erzielt Microtrac trotz
kleinster optischer Anordnung einen sehr hohen
dynamischen Messbereich.

Die Mie - Software nutzt den Unterschied
zwischen transparenten, reflektierenden und
absorbierenden, sowie zwischen kugelférmigen
und unregelmaBigen Partikeln. Diese einfache
Unterscheidungsmadglichkeit ist einmalig unter
allen Gerateherstellern.

Tri-Laser-Technologie
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Laser 3

~Nanotrac"
Dynamische Lichtstreuung

PartikelgroBen von 1 nm - 6,5 pm

Konzentration bis 40 Vol%
Eintauchsonde

Die Mischung von primarem Laserlicht
mit gestreutem Licht in der Heterodyn
- Anordnung von Microtrac erzeugt ein

hohes
Geringe Grobanteile
wenig.

Die Flexibilitat der Eintauchsonde
erlaubt in vielen Fallen eine Messung im
OriginalgefaB.

Signal/Rausch -  Verhaltnis.
storen dadurch

Heterodyn-Riickstreuung

Detektor LERER I

Gestreuter und
reflektierter Laser

Laser in und
reflektierter Laser

"+ Gestreutes Licht
. der Partikel

Beste Auflésung und Empfindlichkeit im Bereich
unterhalb 100 nm durch zwei blaue Laser.
Erweiterung des Messbereichs von 20 auf
10 nm.

Emulation zum Sieb, zu alteren Modellen und zu
Laserbeugern anderer Hersteller.

Durchmesser der Eintauchsonde auf
7,8 mm verkleinert. Damit sind 50 pl
Probenvolumen madglich.

Im Modell ULTRA hohe Empfindlichkeit
bei kleinsten Stoffkonzentrationen.

Mit BlueWave und Nanotrac ULTRA setzt Microtrac MafB3stabe in der

Nanopartikel Messtechnik
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